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EINFUHRUNG IN DIE THEMATIK
> Technogene Substrate (in Boden eingebaute Aschen aus Hausmiillverbrennung und Schlacken aus Verhiittungsprozessen)
> Charakteristik: Schlacken zum Teil hochgradig Schwermetall belastet.

Aschen in Schadstoffen entsprechend Ausgangsmaterial sehr heterogen in Zusammensetzung
> |dee: FTIR-Spektroskopie als kostengtlinstige Alternative zu zeit- und kostenintensiven Schwermetallanalytik-Methoden.

MATERIAL

10 GieRereischlacken (GS) | 19 Eisenhiittenschlacken (EHS) |

10 Metallhittenschlacken (MHS) s Mullverbrennungsaschen (MVA)
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ERGEBNISSE

Trocknung des
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Messung mittels

Spektreninspektion

Statistische

> Trockenschrank
60 Minuten bei 105°C
> Exsiccator

Mittelwertspektren der 44

>> Spektren weisen gruppenspezifische, charakteristische Verliufe auf und sind somit charakterisierbar. <<

irrelevante

Fiir PCA-Modellbildung irrelevante Wellenzahlen graphisch dargestellt. <<

FTIR-Spektroskop
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Ergebnisse der 1. SIMCA-Klassifikation

Signifikanzniveau: 0,1%
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Ergebnisse der 2. SIMCA-Klassifikation
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Dargestelite Modellpaarungen werden fiir zweite PCA-Modellbildung herangezogen. <<
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Zusammenfassung

t p gruppen der GS, EHS,
MVA und MHS weisen charakteristische Verlaufe auf.

. Klassifikation iiber gesamten Wellenzahlbereich (4.000 - 400 cm™)

liefert bei [Signifikanzniveau 0,1%] h&ufig Falschklassifizierungen.

. Relevante Wellenzahlen der Modellbildung existieren und sind

auffindbar.

h 11 W

istischer bei Modellbil-
dung und Klassifikation minimiert Anzahl Falschklassifizierungen
bei gleichem Signifikanzniveau.
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Charakterisierung und Identifikation technogener Substrate
mit Hilfe von FTIR-Spektroskopie ist moglich.

Technologie / Methodik bietet hohes MaR an bodenkundlichem
Potential.




